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Internationales Aktenzeichen 
PCT/EP2004>D07141 



Feld Nr. I Grundlaqe des Berichts 



□ Veroffentlichung der internationalen Anmeldung (nach Regel 12 4) 

□ internafonale vorlaufige PrQfung (nach Regein 55.2 und/bder Ssl) 

'ursprQnglich eingereichf und sind ihm nlchtbe^^^^^^^ Berichts als 



Beschrelbung, Seiten 
1-33 

Anspruche, Nr. 
1-15 

Zeichnungen, Slitter 
1/14-14/14 



In der ursprOnglich eingerelchten Fassung 

eingegangen am 01 .04,2005 mit Schreiben vom 01 .04.2005 

in der ursprQnglich eingerelchten Fassung 



Sequtlpro1oSolT"'''"'*°'°" ""'^"^ ^^^^^ dazugeh6ngen Tabellen - siehe Zusatzfeld betreffend das 



3. □ 



Aufgmnd der Anderungen sind folgende Unteriagen fortgefalien- 

□ Beschreibung: Seite 

□ AnsprOche: Nr. 

□ Zeichnungen: Blatt/Abb. 

□ Sequenzprotokoll (genaue Angaben)- 

□ etwafge zum Sequenzprotokoll gehdrende Tabellen (genaue Angabeny. 

aufgettlt^^^ beigefOgten und nachstehend 

□ Beschreibung: Seite 

□ AnsprOche: Nr. 

□ Zeichnungen: Blatt/Abb. 

□ Sequenzprotokoll (genaue Angaben): 

□ etwaige zum Sequenzprotokoll gehorende Tabellen (genaue Angabeny. 
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Feld Nr. V Begriindete Feststellung nach Artikel 35 (2) hinsichtlich der Neuheit, der erfinderlschen 
Tatigkeit und der gewerblichen Anwendbarkeit; Unterlagen und Erklarungen zur Stiitzuna dieser 
Feststellung ^ 



1. Feststellung 
Neuheit (N) 

Erflnderische Tatigkeit (IS) 
Gewerbliche Anwendbarkeit (lA) 



Ja: Anspruche 1-15 

Nein: Anspruciie 

Ja: Anspruclie 1-15 

Nein: Anspruche 

Ja: AnsprOche: 1-15 

Nein: AnsprOche: 



2. Unterlagen und Erklarungen (Regel 70.7): 
siehe Beiblatt 
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Zu Punlct V 

Begriindete Feststellung hinsichtlich der Neuheit, der erfinderischen Tatlgkelt und 
der gewerblichen Anwendbarkeit; Unterlagen und Erklarungen zur StOtzung dieser 
Feststellung 

Es wird auf die folgenden Dokumente verwiesen: 

D1: WO 02/075285 A D2: US 4,029,419 A D3: US 4,033,698 

Das Dokument D1 wird als nachstliegender Stand der Technik gegenuber dem 

Gegenstand des unabhangigen Vorrichtungsanspruchs 1 angesehen. Es offenbart eInen 

Remissionssensor mit: 

einer optischen Einlieit, die 

eine Lichtquelle (vgl. Abb. 1 und 2: 26) in Form einer Lampe und 

eine Faseroptik umfassend LIchtwellenleiter (vgl. Abb. 2: 28, 30, 36), wobei 

mindestens ein LIchtwellenleiter ein Referenzlelter (vgl. Abb. 2: 30) ist 

umfasst; ' 

einer Probenanalyseeinheit (vgl. Abb. 1 und 2: 14) , die 
ein IVIessfenster (vgl. Abb. 13: 52) und 

eine Probenanalysezelle (vgl. Abb. 13: Probenzelle wird durch Fenster 50 und die 
zwischen diesem und dem Fenster 52 angeordneten Abstandshalter gebildet ) 
umfasst, 

wobei auf einer Seite des IVIessfensters die optische Einlieit angeordnet ist und auf der 
anderen Seite des IVIessfensters die Probenanalysezelle angeordnet ist, indem diese so 
an das Messfenster angepresst ist, dass ein Spalt zwischen IVIessfenster und 
Probenanalysezelle gebildet wird, den eine zu messende Probe in Form einer flussigen 
Pigmentpraparation durchqueren muss, wobei eine erhebliche Scherung der Probe erfolat 
(vgl. S. 9, Z. 1 0-1 8; S. 1 5. Z. 32 - S. 1 6. Z. 5); und 

einer System-Kontrolleinheit umfassend Detektoren (vgl. Abb. 2: 24; S. 6. Z. 38-39) zur 
Aufnahme von Messdaten und ein daran angeschlossenes AuswertegerSt (vgl. Abb. 1 • 
16), 

wobei mindestens eine Lichtwellenleiterverbindung (vgl. Abb. 2: 36) von der Lichtquelle 
zum Messfenster und vom Messfenster zum Detektor gefiihrt wird, zur Erzeugung eines 
Messslgnals, und mindestens eine Referenzllchtleiten/erbindung (vgl. Abb. 2: 30) direkt 
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von der Lichtquelle zum Detektor gefuhrt wird, zur simultanen Erzeugung eines 
Referenzsignals (vgl. S. 5, Z. 36-39). 

Der Remissionssensor gemaB Anspruch 1 unterscheidet sich von D1 dadurch, dass die 
Probenanalysezelle abnehmbar 1st. 

Der Gegenstand des Anspruchs 1 ist somit neu (Artikel 33(2) PCT). 

Durch das Abnehmen der Probenanalysezelle von dem Messfenster konnen mit dem so 
verbleibenden Tell des Remissionssensors ohne weitere Umbauten feste Proben 
gemessen warden. 

Die mit der vorliegenden Erfindung zu losende Aufgabe kann somit darin geselnen werden. 
den aus D1 bekannten Remissionssensor dahingehend zu modifizieren, daB mit diesem 
ohne aufwandige Umbauten auch feste Proben vermessen wetxlen konnen. 

Die in 01 venvendete Probenanalysezelle besteht aus zwei test mit einem 
dazwischenliegenden Abstandshalter verbundenen Fenstem. D1 enthalt keinen Hinweis 
darauf, diese Einhelt so auszugestalten, dass ein Teil davon abnehmbar ist, so dass eines 
der Fenster direkt mit einer festen Probe in Kontakt gebracht werden konnte. 

D2 (vgl. Abb. 1) und 03 (vgl. Abb. 5) offenbaren Rennissionssensoren fiir die Vermessung 
fester Proben, wobei die Proben jeweils mittels eines beweglichen Probentragers an das 
Messfenster angepresst werden. Weder D2 noch D3 enthalten einen Hinweis auf die 
Vermessung flussiger Proben. 

Angesichts der zu losenden Aufgabe wUrde der Fachmann die Lehren der Dokumente D1 
und D2 bzw. D3 derart kombinieren, dass die resultierende Vom'chtung eine 
Probenanalyseeinheit der in D1 beschriebenen Art fur flussige Proben und eine separate 
Probenanalyseeinheit der in D2 und D3 beschriebenen Art fiir feste Proben aufweisen 
wiirde. 

Die Im kennzelchnenden Teil des Anspruchs 1 vorgeschlagene L6sung scheint durch D1- 
D3 weder allein noch in Kombination nahegelegt. 
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Der Gegenstand des Anspruchs 1 und der von diesem abhangigen AnsprOche 2-1 1 
werden daher als erfinderisch erachtet (Artikel 33(3) PCT). 

Der unabhangige Verfahrensanspruch 12 und die von diesem abiiangigen Anspruche 13 
und 14 sowie der Anspruch 15 richten sich auf die Venwendung eines Remissionssensors 
nach einem der Anspruche 1-1 1 und erfQIIen daher, mutatis mutandis, ebenfalls die 
Erfordemisse des PCT in Bezug auf Neuheit und erfinderische Tatigkeit. 



Zu Punkt VII 

Bestimmte Mangel der internationalen Anmeldung 

Im Widerspmch zu den Erfordemissen der Regel 5.1 a) ii) PCT werden in der 
Beschreibung weder der in den Dokumenten D1-D3 offenbarte einschlagige Stand der 
Technik noch diese Dokumente angegeben. 

Die Beschreibung steht nicht, wie in Regel 5.1 a) iii) PCT vorgeschrieben. In Einklang mit 
den Anspriichen. 

In der Beschreibung fehit eine kurze Beschreibung der Abbildungen (Regel 5.1(a)(iv) 
PCT). 
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Geanderte Patentansprache 

5 1. Remissionssensor,aufgebaut aus 
a) einer optischai Einheit (A), die 
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IS 



20 



aa) eine Lichtquelle (Aa) in Form einer Lampe, und 

ab) eine Faseroptik umfassend Lichtwellenleit«: (Ab), wobei mindestens ein 
Lichtwellenleiter ein Referenzleiter ist, 

um&sst, 

b) einer Probenanalyseeinheit(B), die 

ba) ein Messfenster ^a), und 

bb) eine Proboianalysezelle (Bb), 

utnfasst, 

wobei auf einer Seite des Messfensters die optische Einheit angeordnet ist und auf 
der anderen Seite des Messfeaisters die ProbenanalysezeUe angeordnet ist, indem 
diese so an das Messfenster angepresst ist, dass ein Spalt zwischen Messfenster und 
ProbenanalysezeUe gdaildet wird, den eine zu messende Probe in Form einer 
fliissigen Pigmentpraparation durchqueren muss, wobei bei der Duichquerung des 
Spalts eine ethebliche Scherung der Probe erfolgt, 

und 

30 c) einer System-KontroUeinheit (C) umfassend Detektoren (Ca) zur Aufiiahme von 
Messdaten und ein daran angeschlossenes Auswertegerat (Cb), 

wobei mindestens eine Lichtwellenleiterverbindung von der Lichtquelle (Aa) zu dem 
Messfenster (Ba) und von dem Messfenster (Ba) weiter zum Detektor (Ca) gefuhrt 
35 wird, zur Erzeugung eines Messsignals, und mindestens eine 

Referenzleiterverbindung direkt von der Lichtquelle (Aa) zum Detektor <Ca) oder 
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vom Messfenster (Ba) zum Detektor (Ca) gefiihrt wird, zur Erzeaigung eines 
Referenzsignals, dadurch gekennzeidmet, dass die Probenanalysezelle (Bb) 
abnehmbar ist. 

5 

• 2. Remissionssensor nach Anspruch 1 , dadurch gekennzeichnet, dass die Lampe 
auisgewahlt ist aus der Gruppe bestehend aus LED's, Gasentladungslampen und 
Lampen mit Gluhwoidel. i 
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Remissionssensor nach Anspruch 1 oder 2, dadurch gekennzeichnet, dass die Lampe 
einen integrierten Shutt^ aufweist. 



4. Remissionssensor nach einem der Ansprflche 1 bis 3, dadurch gekennzeichnet. dass 
die LichtweUenleiter Fasem mit 100. 200, 400. 600 oder 800 ^m Faserduichmesser 

15 sind. 

5. Remissionssensor nach einem der Anspriiche 1 bis 4. dadurch gekamzdchnet, dass 
die als Referenzleiter eingesetzte Faser einen angepassten, bevorzugt klemeren 
Durchmesser aufweist als die iibrigen LichtwelleaQleiter. 



6. Remissionssensor nach einem der Anspriiche 1 bis 5^ dadurch gekennzeichnet, dass 
er zusStzlich mindestens eines der folgenden Merkmale aufweist: 

ac) hinter der Lampe ist ein Kompensationsfilter angeordnet, der das Spektrum der 
Lampe so Uneaiisiert, dass der Unterschied zwischen hochster und niedrigster 
Intensitat des von der Lampe ausgestrahlten Lichts mSglichst klein, zum Beispiel 
maximal Faktor 4 ist, 

ad) hinter der Lampe - bei Einsatz eines Kompensationsfilters zwischen Lampe und 
Kompensationsfilter - ist ein XR-Sperrfilter, ein Kondensator und eine Streuscheibe 
angeordnet, 

ae) die LichtweUenleiter werden in Schutzschlauchen gefuhrt und auf voUer Lange 
mittels eines Stutzgestells gestutzt, 
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aO der Referenzleiter wird fiber ein prazises Abstandselement mit eingebanter 
Streuscheibe gefuhrt, und definiert abgeschwacht. 



7. 



10 8. 



Remissionssensor nach einem der Anspriiche 1 bis 6, dadurch gekennzeichnet dass 
das Messfenster eine Planplatte ist, bevorzugt eine Planplatte aus Glas 
Halbedelsteinen qder Diamant. besonders bevorzugt mit 1 bis 12 mm Dicke und 10 
bis 80 nun Dxirchmesser. 

Remissionssensor nach einem der Anspriiche 1 bis 7, dadurch gekemizeichnet, dass 
. der Spalt 2 bis 15 mm lang ist, 2 bis 40 mm brdt ist imd zwischen 0.05 und 5 mm 
hoch ist, wobei die geiaue Hohe bevoraugt variabel einstellbar ist 

9. Remissionssensor nach einem der Anspriiche 1 bis 8, dadurch gekemizeichnet, dass 
15 die erhebliche Scherung der Probe durch einen DruckabfeU in dem Spalt von der 

Emtnttsstelle der Probe in den Spalt bis zu ihrer Austrittsstelle von 0,1 bis 3 bar auf 1 
bis 1 5 mm Lange. bevorzugt 0,5 bis 1 bar. auf 1 bis 5 mm Lange etreicht wild. 

. 10. Remissionssensor nach einem der Anspriiche 1 bis 9. dadurch gekemizeichnet, dass 
20 die System-Kontrolleinheit Detektoren in Form von faseroptischen monoUthischen 

Diodenzeilensensoren aufweist. die eine Auflosmig von wenigstens 15 bit 
ermoglichen. 

1 1. Remissionssensor nach einem der Anspriiche 1 bis lO.^daduich gekemizeichnet, dass 
alle Emheiten des Remissionssensors in einem gemeinsamen Gehause untergebrkcht 
smd, m dem eine Ventilation und eine themiostatgeregelte WSrmeabfuhr erfolgt. 

12. Verfahren zur Messung der Remission einer Probe in Foim einer fliissigen 
Pigmentpraparation mit einem Remissionssensor g«naB einem der Anspriiche 1 bis 

30 ll,umfessend; 

i) A.usbildung eines Probenstroms mit definierter Dicke, 

ii) Bestrahlung des Probenstroms mit von einer Lichtquelle ausgesandter 
elektromagnetischer Strahlung. wobei die elektromagnetische Strahlung mit 
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13. 

15 

14. 
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25 



15. 



m) 



der Probe in Wechselwirkung tritt und ein Tefl der Sti^ung nach 
Wechselwirkung mit der Probe diffus reflektiert wild, 
Empfangen und Erfassen der difSEus reflektierten Strahlung als 
Remissionssignal, 

iv) Empfangen und Erfassen eines Referenzsignals, wobei das Referenzsignal 
von derselben Lichtquelle, die zur Bestrahlung des Probenslroms dient, 
ausgesandte elektromagnetische Strahlung ist, die nicHt mit der Probe in 
Wechselwirkung tritt, 

wobei das Remissionssignal und das Referenzsignal simultan erfasst werden. 

Verwendung eines Remissionssensors nadi einem der Anspriiche 1 bis 11 zur 
Messung der Remission einer Probe in Form einer fliissigen Pigmentpraparation. 

Verwendung eines Remissionssensors nach einfcm der AnsprQche 1 bis 11 zur 
Remissionsmessung flussiger Pigmentpraparationen in einer beliebigen 
Verfahrensstufe bei der Herstellung, Weitervei^beitung und Anwendung von 
flussigen Pigmentpraparationen, bevotzugt zur QualitatskontroUe bei der 
Dasp^-gi^rung von pigmentierten Lacken und Pigmentpasten, zur 
Quahtetsbeurteilung bei der Lackherstellung. zur Steuerung einer Dosieranlage bei 
der Fertigung von Lacken durch - Mischen verschiedener Flixssigkeiten, zur 
automatisch.geregelten Farbeinstellung durch Tonen bei der Lackproduktion zur 
Faibanpassung der Faibe des Lades in einer Lackieranlage, die eine Dosieranlage fur 
•Faibpasten aufweist und/oder zur KontroUe nachtraglicher Farbanderungen durch 
Alterung oder Scherbeanspruchung von pigmentierten Lacken oder Pigmentpasten. 

Verwendung eines Remissionssensors nach einem der Anspriiche 1 bis 11 zur 
Durdifiihrung eines Verfehrens nach Anspruch 12. 
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